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ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÈÊÐÎ- È ÍÀÍÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ïîñëå îáëó÷åíèÿ ýëåêòðîíàìè ñ ýíåðãèåé 4 ÌýÂ è
ïîòîêîì 6·1015 ñì�2. Óëó÷øåíèå âðåìåíè âîññòàíîâ-
ëåíèÿ íà äèîäíûõ ñòðóêòóðàõ ïîëó÷åíî çà ñ÷åò ôîð-
ìèðîâàíèÿ ìàêñèìàëüíîé îòíîñèòåëüíîé êîíöåíòðà-
öèè äåôåêòîâ ñ ìàêñèìàëüíûìè ñêîðîñòÿìè çàõâàòà
è îñâîáîæäåíèÿ íîñèòåëåé çàðÿäà, òàêèõ êàê ÐÖ
Å3(0,37).

Îïòèìàëüíûå ðåæèìû îòæèãà äèîäíûõ ñòðóêòóð,
ñôîðìèðîâàííûõ íà ïëàñòèíàõ êðåìíèÿ ÊÅÔ è ÊÎÔ,
îòëè÷àþòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ óâåëè÷åíèÿ òåìïåðàòó-
ðû îòæèãà äëÿ ÊÎÔ-ñòðóêòóð.
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Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ:

³ Ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè ôóíê-
öèîíàëüíîé ýëåêòðîíèêè è ìèêðîôîòîíèêè.
³ Íàíîòåõíîëîãèè â ôóíêöèîíàëüíîé ýëåêòðîíèêå
è ìèêðîôîòîíèêå.
³ Òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, îáðàáîòêè è èññëåäî-
âàíèÿ íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ.
³ Ñèñòåìû è óñòðîéñòâà ðàäèîòåõíèêè è ñðåäñòâ
ñâÿçè.
³ Ìåòàìàòåðèàëû è ôîòîííûå êðèñòàëëû â îï-
òîýëåêòðîíèêå è îïòè÷åñêîì ïðèáîðîñòðîåíèè.
³ Òåõíîëîãèè, ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ÑÂ× ýëåêòðîííîé òåõíèêè è ðàäèîýëåê-
òðîííûõ óñòðîéñòâ.
³ Ìèêðîýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ñèñòåìû â ìåäèöè-
íå è ïðîìûøëåííîñòè.
³ Ïîëó÷åíèå, ñâîéñòâà è ïðèìåíåíèå òîíêèõ ïëå-
íîê â ýëåêòðîíèêå.
³ Ñëîèñòûå ñòðóêòóðû íà îñíîâå òîíêèõ ïëåíîê.
³ Ìåòîäû êîíòðîëÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ ìà-
òåðèàëîâ ýëåêòðîííîé òåõíèêè, èçìåðèòåëüíàÿ àï-
ïàðàòóðà è àíàëèòè÷åñêèå ìåòîäû.
³ Ìîäåëèðîâàíèå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
èññëåäîâàíèé.
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